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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 23B: Prises de courant et interrup-
teurs, du comité d’études 23 de la CEl: Petit appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS Rappeorts de vote
23B(BC)170 23B(BC)182
23B(BC)171 23B(BC)185
23B(BC)187 23B(BC)200

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus do infoxmation sur le

vote ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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SOMMAIRE

Supprimer la Rote’1 et renuméroter les notes 2, 3, 4, 5et 6 ennotes 1, 2, 3, 4, et 5. -
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2 Références normatives

Insérer, dans la liste a la page 12, le titre de la norme suivante:

CEl 999: 1990, Dispositifs de connexion — Prescriptions de sécurité pour organes de
serrage a vis et sans vis pour conducteurs électriques en cuivre
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FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 23B: Plugs, socket-outlets and
switches, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this amendment is based on the following documents:

DisS Reports on voting
23B(C0O)170 23B(CO)182
23B(CO)171 23B(C0)185
23B(C0O)187 23B(C0)200
Full information on the voting for the approval of this amendme he d_in the

reports on voting indicated in the above table.
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CONTENTS
Add the following clause number and title he ants:

26 EMC requirements

Page 9
1 Scope :

Replace the second pa following:

The rated o 16 A maximum for switches provided with screwless

terminalg

Delete note paumber existing notes 2, 3, 4, 5and 6 as 1, 2, 3, 4 and 5.
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2 Normative references

Insert, in the list on page 13, the title of the following standard:

IEC 999: 1990, Connecting devices — Safety requirements for screw-type and screwless-
type clamping units for electrical copper conductors
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5 Geénéralités sur les essais

5.4 Ajouter au premier alinéa:

Pour les essais de 12.3.2, trois échantillons supplémentaires sont nécessaires.
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5.5 Remplacer le texte de ce paragraphe par ce qui suit:

Les échantillons sont soumis & tous les essais et satisfont ay
essais sont réussis.

suivant la séquence prescrite sur un autre
satisfaire aux prescriptions.

NOTE - Le demandeur, lorsqu’il présente len ns sp

lot supplémentaire qui peut étre<pécessaife st uf échantillon’/estdéfaillant. Le laboratoire d'essai peut
alors, sans autre demande, essayerle ot Supg taire Bt ne le fejeter qu'a la suite d’'un nouveau défaut.
Si le lot supplémentaire n’'est pas fourai en s

ce d'ouverture des contacts;
stance d'ouverture des contacts (dispositifs d’interruption a

. ueg’ a faible distance d’ouverture ont une distance entre les contacts en position ouverte
compr 3 mm et 1,2 mm. -

2 Les interrdpteurs a microdistance d'ouverture ont une distance entre les contacts en position ouverte
inférieure 4 1,2 mm.

3 Les interrupteurs ayant un dispositif d'interruption & semiconducteurs n'ont pas de distance entre les
contacts.

4 Les interrupteurs conformes a cette norme sont destinés a des utilisations fonctionnelles.
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8 Marques et indications
8.1 Ajouter aprés le sixiéme tiret:

- symbole pour microdistance d'ouverture des contacts, s’il y a lieu;
— symbole pour dispositif d’interruption & semiconducteurs, s’il y a lieu;



	
	
	
	

